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2SO0 que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores
atribuirse razonablemente a una magnitud

A 1: Las mediciones no son de aplicacion a las propiedades

A" 44
.

A 2: Una medicion supone una comparacion de magnitudes o el
ntidades.

A 3: Una medicion supone una descripcion de la magnitud compatible
revisto de un resultado de medida, un procedimiento de medida y
de medida calibrado conforme a un procedimiento de medida

D, Incluyendo las condiciones de medida.
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lo, m

ue se desea medir

A 1: La especificacion de un mensurando requiere el conocimiento de
ra de la magnitud y la descripcion del estado del fendbmeno, cuerpo o
Iya magnitud es una propiedad, incluyendo las componentes

y las entidades quimicas involucradas.

A 2: En la segunda edicion del VIM y en IEC 60050-300:2001, el
b esta definido como “magnitud particular sujeta a medicion”.

A 3: La medicion, incluyendo el sistema de medida y las condiciones
les se realiza ésta, podria alterar el fendmeno, cuerpo o sustancia, de
e la magnitud bajo medicion difiriera del mensurando. En este caso
ario efectuar la correccién apropiada.
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MPLO 1: La diferencia de potencial entre los terminales de una

de disminuir cuando se utiliza un voltimetro con una conductancia
ificativa. La diferencia de potencial en circuito abierto puede calcularse
Bs resistencias internas de la bateria y del voltimetro.

MPLO 2: La longitud de una varilla cilindrica de acero en equilibrio
na temperatura ambiente de 23 °C sera diferente de su longitud a la
1 de 20 °C, para la cual se define el mensurando. En este caso, es
na correccion.

A 4. En quimica, la “sustancia a analizar”, el “analito”, o el nombre de
0 compuesto, se emplean algunas veces en lugar de “mensurando”.
a es erronea debido a que estos términos no se refieren a
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) de una medicion:

5010 una aproximacion o estimacion

p se halla completo cuando esta acompafnado de una declaracion
a de su incertidumbre

erminado a partir de una serie de observaciones obtenidas en
ciones de repetibilidad

acion entre observaciones repetidas = debida a las magnitudes de
ncia
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e repetibilidad de una medicion, f
e repetibilidad, f

icion de medicién, dentro de un conjunto de condiciones que incluye
'ocedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema
las mismas condiciones de operacion y el mismo lugar, asi como

repetidas del mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto
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le influencia, f

nitud que, en una mediciéon directa, no afecta a la magnitud que
e esta midiendo, pero si afecta a la relacion entre la indicacion y el
le medida

MIPLO 1: Densidad de un cuerpo
MPLO 2: Resistencia eléctrica de un conductor
MIPLO 3: Longitud de onda de un laser A

A 1: Una medicidn indirecta conlleva una combinacion de mediciones
tas, cada una de las cuales puede estar a su vez afectada por
nitudes de influencia.




*200Z @p ol ap TT ap ‘021U0JI93|T 012I8WO0D) 3P A UQIDBWIOLU| B] 3P PEP3IJ0S €| 9P SOIdIAISS ap A3 e ap T'LT O|ndIuy

"epeJnal vias A 1ages ojsouebey 019013) UN 8P SOYI3I9P O SBUSIC BUOIS3| O BIDI|I S8 01USLWINJOP |8 U BPIUSIU0D UQIDeWIojUI B IS

[e PNUIA US 0JuUBWINJ0P 3)uasaid [ US BPIUSIUOD UQIDRWIOUI €] 9P 3|gesuodsal adey s Ou W0’ geeuabered Mmm

663119331133

Universidad Politécnica de Madrid

PUS AP enle
XCELENCIA E.TS. de Ingenieria E go ﬁjé@
fRCIONAL y Diseno Industrial Ustrial

0L v¥ GV 689:ddVS1LVHM dO T1VO

S1IN3IANLS FONIIOS 404 SNOSSAT ALVAIAd ANITINO

0L ¥ G¥ 689 :ddVSLVHM VJANT O VAV

ANITNO SVIINOIL SVIHOLNL 'SFHVINDILEVYd SISV

liones de referencia especifican intervalos de valores del
lo y de las magnitudes de influencia.

2valuar las prestaciones de un instrumento o sistema de medida o
irar resultados de medida

MPLO: La medidas eléctricas deben referirse a 23 °C
bs de influencia bajo control:

res se encuentran en un intervalo alrededor del de referencia
)res no tienen por que ser constantes ni el espacio ni el tiempo
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y Diseno Industrial

Temperatura Ambiente

Media: 19,930 °C
Desviacion Tipica: 0,141 °C

Temperatura Medidora (t = 4 horas)

Media: 19,940 °C
Desviacion Tipica: 0,046 °C

Temperatura Mensurando (t = 30 min)

Media: 19,932 °C
Desviacion Tipica: 0,069 °C

Diferencia Media Mensurando - Medidora

Media: -0,008 °C
Desviacion Tipica: 0,053 °C
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5 en = 0,06 mm.
2ciacion en resultado (1 mm)

el efecto de la temperatura es despreciable.
2ciacion en resultado (0,01 mm)

se debe tener en cuenta la temperatura.

ro de 1 kg se mide por comparacion con otra patron de 1kg en el
ntes densidades suponen empujes distintos.

2ciacion en resultado (1 g)

Difer. de densidades » 10%, difer. de empujes despreciable.
2ciacion en resultado (1 mg)
Difer. de densidades » 10%, no pueden ignorarse empuijes.




.
al

O
us

ascuela fécnico superior de

gngen
e

pd

enieria

y Diseno Industrial

Universidad Politécnica de Madrid
E.LS. delliis

Incertidumbre

sformar la serie de observaciones repetidas en el resultado de

Jjnitudes de influencia (no conocidas con exactitud)

—~~
(V]
(]
c
O
O
.©
| -
M
>
N
(V]
(O]
S
<3 O
o= O
Nm a
Yo S
882 © 5
o > 0 — T3 )

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

artagend

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la informacién contenida en el presente documento en virtud al
Articulo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002.
Si la informacién contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



*200Z @p ol ap TT ap ‘021U0JI93|T 012I8WO0D) 3P A UQIDBWIOLU| B] 3P PEP3IJ0S €| 9P SOIdIAISS ap A3 e ap T'LT O|ndIuy

"epeJnal vias A 1ages ojsouebey 019013) UN 8P SOYI3I9P O SBUSIC BUOIS3| O BIDI|I S8 01USLWINJOP |8 U BPIUSIU0D UQIDeWIojUI B IS

[e PNUIA US 0JuUBWINJ0P 3)uasaid [ US BPIUSIUOD UQIDRWIOUI €] 9P 3|gesuodsal adey s Ou W0’ geeuabered Mmm

663119331133

0L v¥ GV 689:ddVS1LVHM dO T1VO

S1IN3IANLS FONIIOS 404 SNOSSAT ALVAIAd ANITINO

0L ¥ G¥ 689 :ddVSLVHM VJANT O VAV

ANITNO SVIINOIL SVIHOLNL 'SFHVINDILEVYd SISV

- Universidad Politécnica de Madrid @ oxcveia cnico superior de

- LI ngenieria

XCELENCIA E.T.S. de Ingenieria™ g 15 ;’
medicion, f

on de magnitudes cuyo valor es un valor medido de la magnitud de
| modelo de medicién, cuando se calcula mediante los valores
le las magnitudes de entrada en el modelo de medicién

A 1: Si el modelo de medicion h (y, x4, ..., X,, ) = 0 puede escribirse
nte como y = f (x4, ..., X, ), siendo Y la magnitud de salida en el
medicion, f es la funcion de medicion. En general, f puede representar
D que, para los valores de entrada x4, ..., X,,, da como resultado un

de la magnitud de salida y = f (x4, ..., X,, ).

A 2: La funcion de medicidn se utiliza también para calcular la
bre de medida asociada al valor medido de y.
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na funcionalmente con los resultados de otras medidas
o ser expresable analiticamente o no conocerse completamente.
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medicidén, m

Hon matematica entre todas las magnitudes conocidas que
en una medicién

A 1: Una forma general del modelo de medicion es la ecuacion h (y,
0 donde y, la magnitud de salida del modelo de medicién, es el

lo, cuyo valor debe deducirse a partir de la informacion sobre las

s de entrada en el modelo de medicion x, ..., x,, .

A 2: En casos mas complejos, en los cuales existen dos 0 mas

de salida en el modelo de medicién, el modelo de medicion

mas de una ecuacion.
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le entrada en un modelo de medicion, f
5 entrada, f

nitud que debe ser medida, o magnitud cuyo valor puede obtenerse
lera, para calcular un valor medido de un mensurando

MPLO: Cuando el mensurando es la longitud de una varilla de acero, a
atura especificada, la temperatura real, la longitud a la temperatura
pficiente de dilatacion térmica lineal de la varilla son magnitudes de

un modelo de medicion.

A 1: Frecuentemente, una magnitud de entrada en un modelo de
S una magnitud de salida de un sistema de medida.

A 2: Las indicaciones, las correcciones y las magnitudes de
50N magnitudes de entrada en un modelo de medicion.
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buede eliminarse - pero puede ser reducido

cacion de correccion o factor de correccion

5 [a correccion:_Esperanza matematica igual a cero

. escuela técnica s

&

lat
ngen
eno

n

us

15 upﬂrio’r de
v
al



on del

a
8
@
2
™
a
=
o
[
=]
&
@

pd

Universidad Politécnica de Madrid
E.T'S. de Ingenieria
y Diseno Industrial

la Guia ISO/IEC 98-3:2008, 3.2.3, para una explicaci

de un efecto sistematico estimado
In valor o la multiplicacion por un factor, o bien puede deducirse de

A 2. La compensacion puede tomar diferentes formas, tales como la

o)

O

-

©

-

o)

L7

c %.&

» 9 e
< o 0O
23 © F 29
SMM Al () 17‘9
2 Q% Q. 2 < .

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

rtagent

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la informacién contenida en el presente documento en virtud al
Articulo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002.
Si la informacién contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



.
al

O
us

ascuela fécnico superior de

gngen
e

pd

enieria
y Diseno Industrial

Longitudinal

Universidad Politécnica de Madrid
E.LS. delliis
on

de la longitud de un Bloque Patr

an la complejidad del modelo de medicion
icion

fura directa de un instrumento
lida indirecta de un instrumento

ectuar medidas adicionales

XCELENCIA
RNACIONAL

PUS

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

artagend

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la informacién contenida en el presente documento en virtud al
Articulo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002.
Si la informacién contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



- pﬂrio’r de
v
al

cC O

iQOD
SOCO ©
coOc ©
() @ | S
Q 7]
=

pd

enieria

y Diseno Industrial

»

Universidad Politécnica de Madrid
E.LS. delliis

"
Q
=

9
o
o
@
|
[
o

o

rfecta del resultado por los efectos sistematicos

mbre refleja la imposibilidad de conocer exactamente el valor del
o0 de una medicion tras la correccion de los errores sistematicos es

(7]
L o —
o 2 3
. -— m (&)
cC © -—= ()
< 3 3o 9 c T
O =Z = o O o
= ) O —— o
0o < . = o =
g & > 0 = = O ~—

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

artagend

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la informacién contenida en el presente documento en virtud al
Articulo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002.
Si la informacién contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



*200Z @p ol ap TT ap ‘021U0JI93|T 012I8WO0D) 3P A UQIDBWIOLU| B] 3P PEP3IJ0S €| 9P SOIdIAISS ap A3 e ap T'LT O|ndIuy

"epeJnal vias A 1ages ojsouebey 019013) UN 8P SOYI3I9P O SBUSIC BUOIS3| O BIDI|I S8 01USLWINJOP |8 U BPIUSIU0D UQIDeWIojUI B IS

[e PNUIA US 0JuUBWINJ0P 3)uasaid [ US BPIUSIUOD UQIDRWIOUI €] 9P 3|gesuodsal adey s Ou W0’ geeuabered Mmm

663uaﬂmwa

Universidad Politécnica de Madrid

PUS .
XCELENCIA E.TS. de Ingenieria
RREIANAL y Diseno Industrial

0L v¥ GV 689:ddVS1LVHM dO T1VO

S1IN3IANLS FONIIOS 404 SNOSSAT ALVAIAd ANITINO

0L ¥ G¥ 689 :ddVSLVHM VJANT O VAV

-

ANITNO SVIINOIL SVIHOLNL 'SFHVINDILEVYd SISV

corregido > Mejor estimacion del valor verdadero

de la medida corregida no es el valor del mensurando

res debidos a imperfecciones en la medicion
aciones aleatorias de las observaciones
erminacion inadecuada de las correcciones
ocimiento incompleto de ciertos fendmenos fisicos
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le medida, m
> una medicion, m

into de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando,
os de cualquier otra informacion relevante disponible

A 1: Un resultado de medida contiene generalmente informacion
pbre el conjunto de valores de una magnitud. Algunos de ellos

el mensurando mejor que otros. Esto puede representarse como una
lensidad de probabilidad (FDP).

A 2: El resultado de una medicion se expresa generalmente como un
o unico y una incertidumbre de medida. Si la incertidumbre de
sonsidera despreciable para un determinado fin, el resultado de

de expresarse como un unico valor medido de la magnitud. En

hpos ésta es la forma habitual de expresar el resultado de medida.
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Error resultante
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Valor del mensurando
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